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DEPARTAMENTO : Engenharia Mecânica 
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SIGLA: TECM 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 30 TEORIA: 15 PRÁTICA: 15 CÓDIGO: 241 

 

CURSO: Programa de Pós-Graduação em Ciência e 
Engenharia de Materiais  

SEMESTRE/ANO 

 

PRÉ-REQUISITOS: 

 

PROFESSOR RESPONSÁVEL: Professores Cesar Edil da Costa  e Masahiro Tomiyama 

 

E M E N T A 

Técnicas de caracterização de materiais: por análise térmica: DTA, DSC, TG e Dilatometria. Teoria e 
Prática; por difração de Raios-X: Cristais, estrutura, Índice de Miller, Lei de Bragg,  equipamento, 
preparação de Amostras, Difratogramas, Analise do modelo de difração. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
 

Hora/ 
Aula 

Histórico 

02 Difração de Raios-X – Propriedade do Raios X 
04 Difração de Raios-X  - Cristais, estrutura, Índice de Miller 
06 Difração de Raios-X – Lei de Bragg,  equipamento, preparação de Amostras 
08 Difração de Raios-X –  Difratogramas, Analise do modelo de difração,  
10 Analise Térmica –DSC, DTA 
12 Analise Térmica –TG, DIL 
14 Difração de Raios-X - Laboratório 
16 Difração de Raios-X - Laboratório 
18 Difração de Raios-X - Laboratório 
20  Analise Térmica - Laboratório 
22 Analise Térmica - Laboratório 
24 Analise Térmica - Laboratório 
26 Analise Térmica - Laboratório 
28 Apresentação de Trabalhos – Analise térmica e Difratometria 
30 Apresentação de Trabalhos – Analise térmica e Difratometria 
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